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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo analisar a maturidade tecnoldgica de spin-off’s académicas, através
de aplicacao de escala Technology Readiness Levels (TRL). Empresas Spin-off sao definidas como empresas
derivadas de organizagdes ja existentes, por exemplo, corporacoes, instituicées de ensino, grupos de
pesquisa publico ou privado; e tem como foco a produgado de novos produtos ou servigos. Nesse contexto
spin-off ‘s académicas exploram os conhecimentos cientificos produzidos através dos processos de pesquisa e
desenvolvimento das instituicoes de ensino, agregando valor as instituicbes em aspectos economicos,
cientificos e sociais. Pode definir-se maturidade tecnoldgica como um conjunto de processos reprodutiveis
para o projeto, fabricacao, teste e operacao, para atender a conjunto de requerimentos de desempenho em
ambiente operacional real. Realizar a avaliacdo de maturidade se faz necessario para se analisar em que
estdgio a tecnologia estd, se o produto ou servigo estd ou ndo preparado para ingressar no mercado, além de
fornecer informagdes importantes para agoes estratégicas, otimizando, assim, o processo de maturagdo. A
metodologia utilizada para a avaliacdo serd a escala normalizada pela ISO 16290:2013, Technology
Readiness Levels, que apresenta 9 niveis de maturidade tecnoldgica. Estes niveis apresentam-se como uma
ferramenta estratégica da gestao de projetos e tem as seguintes caracteristicas: Niveis 1, 2 e 3 trabalham no
conceito da tecnologia; Niveis 4, 5 e 6 avaliam o desenvolvimento de componentes; Niveis 7, 8 e 9 verificam
se a tecnologia estd completa.
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